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Aus- und Weiterbildung

SCS/SCI-Schnittstellen-
Einführung und
Schnittstelle INTERLIS
In der Vermessung und ganz allgemein bei

Informationssystemen werden grosse Mengen
von Daten registriert und verwaltet. Ohne

Möglichkeit des Datenaustausches wären diese

gesammelten Informationen jedoch wertlos.

Das Vorhandensein von Schnittstellen ist

die Voraussetzung für die Weitergabe von Daten

an andere Systeme.

Lernziele:

1. Tag: Die Teilnehmerinnen erhalten Kenntnisse

der wichtigsten Schnittstellen und

Datenaustauschformate, welche in der Vermessung

zum Einsatz kommen. Deren Vor- und

Nachteile können für die Wahl einer der
Aufgabe entsprechenden Schnittstelle beurteilt
werden.

2.+3. Tag: Sie kennen insbesondere die
Funktionsweise der AVS. Sie sind fähig, mit INTERLIS

einfache Datenmodelle zu beschreiben und

können damit Daten zwischen verschiedenen

GIS-Systemen austauschen. Weiter sind sie in

der Lage, die Fehlermeldungen bei Import und

Export über die AVS zu beurteilen.

Stoffinhalt:

I.Tag:
• Bedeutung und Aufgaben des Datenaustausches

• Arten und deren Bestandteile von Schnittstellen

• Datenaustauschformate

• Einsatz in der amtl. Vermessung (DXF/Geo-

bau, INTERLIS/AVS)

2.+3.Tag:
• AVS

• INTERLIS

• Datenmodellierung mit INTERLIS

• Kontrollmöglichkeiten der Daten

Zielpublikum:
Vermessungsfachleute, welche sich für den

Austausch von Geodäten interessieren.

Voraussetzungen:
Modul «Amtliche Vermessung und EDV» (AVE)

oder gute Grundkenntnisse und Erfahrungen
in der Datenerfassung nach dem Datenmodell

AV93

Dozenten:
Stefan Keller, Kompetenzzentrum INTERLIS/

AVS, V+D

Hans Rudolf Gnägi, ETHZ

Bruno Späni, Prof. FHBB

N.N.

Unterrichtszeit:
1. Tag: 8 Lektionen Unterricht
2. und 3. Tag: 16 Lektionen Unterricht

Lernzielkontrolle:

Wissenstest gemäss der formulierten Lernziele

Anerkennung:
• Eintrag in den Weiterbildungspass
• Zertifikat bei bestandener LZK
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GIS von morgen schon heute
*i\ GEONIS für ArcGIS als Ergänzung zu den bestehenden GIS-Lösungen
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• GEONIS web die GIS-Abfragestation für die

Schweizer Gemeinde im Internet und Intranet.

• GEONIS USer die GIS-Abfragestation für die

Schweizer Gemeinde.

• GEONIS expert das flexible Netzinformationssystem

für die Datenerfassung.

• GEONIS tools z.B. Interlis Studio, Plot Studio

Z Fachspezifische Lösungen für die amtliche Vermessung, Netzinformation

— und Rauminformation

Software-Entwicklungen • Geographische Informationssysteme • Hardware/Software/Netzwerke • Beratung/Vorortschulung/Support
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